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KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu studia stacjonarne: M#2-S1-AiR-KSSiP-608
P studia niestacjonarne: M#2-N1-AiR-KSSiP-707
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia miernictwa przemystowego

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Selected issues of industrial measurement

Obowigzuje od roku akademickiego 2025/2026

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow AUTOMATYKA | ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiow Ogodlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Komputerowe systemy sterowania i pomiaréw

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod

Jednostka prowadzgca przedmiot Wytwarzania

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Pawel Zmarzty, prof. PSk

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu

Zatwierdzit Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 6

studiéw - semestr . .
studia niestacjonarne |7

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktéw ECTS 3
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium projekt inne
studia
i i . 15 30
Liczba godzin stacjonarne:
w semestrze studia 9 18
niestacjonarne:
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
Politechnika Swietokrzyska i o ) . Wydzial Mechatroniki
ﬁ icolce Universiweoi Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdiczesnej gospodarki WMiBM | Budowy Maszyn
. nr FERS.01.05-1P.08-0234/23
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujgcg optyke,
W01 elektrygzngsc i magnetyzm, w tym vwed;c—; mez.bedna do AIR1_W02
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
. wystepujgcych w przyrzgdach pomiarowych
Wiedza - - Pra— —
Ma wiedze w zakresie metrologii i miernictwa
W02 przemystowego. Zna I. rozlurnle metody pomiaru i AIR1_W06
podstawowych wielkosci geometrycznych,

mechanicznych i elektrycznych.

Umiejetnosci

Potrafi pracowaé indywidualnie oraz w zespole. Potrafi
uo1 opracowa¢ dokumentacje dotyczacg analizy wynikéw AiR1_UO01
pomiarowych i wyciggng¢ odpowiednie wnioski

Potrafi postuzy¢ sie wtasciwie dobranymi metodami i
urzgdzeniami umozliwiajgcymi pomiar podstawowych

uo2 : . . AiR1_U08
wielkosci genetycznych, mechanicznych oraz -
elektrycznych
Jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
Kompetencie koniecznosci pozyskiwania nowych informacji
b J KO1 dotyczgcych metrologii i miernictwa przemystowego AiR1_KO01
spoteczne g . . )
zarowno z literatury, materiatdw firmowych oraz
ekspertow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma o
. . Tresci programowe
zajec
Wprowadzenie oraz omoéwienie podstawowych pojeé zwigzanych z miernictwem
przemystowym. Jednostki miar. Uktad jednostek Sl. Klasyfikacja btedéw pomiarowych.
wykiad Charakterystyka podstawowych przyrzagdéw pomiarowych. Optyczne pomiary cech

geometrycznych. Klasyfikacja oraz sposoby pomiaru odchytek ksztattu i potozenia.
Pomiary chropowatosci powierzchni. Pomiary parametrow eksploatacyjnych tozysk
tocznych. Wzorce oraz sprawdziany. Wprowadzenie do metrologii 4.0.

laboratorium

Budowa oraz zasada dziatania podstawowych narzedzi pomiarowych. Pomiary cech
geometrycznych warsztatowymi przyrzadami pomiarowymi. Pomiary optyczne
wybranych cech geometrycznych. Pomiary wymiaréw otworéw i odlegtosci otworow.
Pomiary rowkow oraz podcieé. Pomiary odchyiki okragtosci oraz walcowos$ci. Pomiary
ptaskosci oraz prostoliniowosci. Stykowe pomiary chropowatosci powierzchni. Bez-
kontaktowe pomiary chropowatosci powierzchni. Pomiary podstawowych parametréw
tozysk tocznych. Stykowe pomiary grubosci powtok.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki

H Politechnika Swietokrzyska i o j . ;
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdfczesnej gospodarki” WMiBM | Budowy Maszyn
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Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Uzyskanie co najmniej 50% punktow.

Forma . . - .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Pozytywne zaliczenie korncowego kolokwium zaliczeniowego.
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Uzyskanie co
najmniej 50% punktoéw z kolokwium zaliczeniowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obcigzenie studenta Jetc:(';°s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wWic|L|P wWic|L|P]|S h
© | studiow 15 30 9 18

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale

& nauczyciela akademickiego 49 31 i
Liczba punktow ECTS, ktora student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,96 1,24 ECTS
nauczyciela akademickiego

5 Liczba godzin samodzielnej pracy 26 44 h
studenta

8 Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-1P.08-0234/23

i Wydziat Mechatroniki
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Liczba punktow ECTS, ktdrg student
uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy

1,04

1,76

ECTS

Nakitad pracy zwigzany z zajeciami
o charakterze praktycznym

50

50

Liczba punktow ECTS, ktdrg student
uzyskujew ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym

ECTS

Sumaryczne obcigzenie praca
studenta

75

75

10.

Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

ECTS

LITERATURA

wn

Adamczak S.:

Metrologia geometryczna powierzchni

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023.

— éwiczenia praktyczne, PWN, Warszawa, 2010.

rozwigzaniami, PWN, Warszawa, 2018.

Warszawskiej, 2013.

Warszawa, 2007.

Politechnika Swigtokrzyska

Tumanski S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007.
Katalog przyrzgdow pomiarowych 2019-2021 Mitutoyo - PL-20004.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice

Kielce University of Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-1P.08-0234/23

technologicznych,

Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, 2009.
Adamczak S., Makieta W.: Podstawy metrologii i inzynierii jakosci dla mechanikéw

WMiM

Adamczak S., Makieta W.: Metrologia w budowie maszyn — zadania z
Arendarski J.: Niepewnos$¢ pomiarow, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Barzykowski J., Domanska A., Kujawinska M.: Wspotczesna metrologia — wybrane
zagadnienia, WNT, Warszawa, 2016.

Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia Wielkosci Geometrycznych, WNT,

Wydziat Mechatroniki
i Budowy Maszyn




